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Zapojeni se tykd diagnostického hrdla se sniZenym vystupnim nap&tim, obsahujici nejmé-'
né jednu bunku hradlového pole typu STTL. Re3{ problém zvy3ovéni povoleného nap&fového
libytku na dlouhych spojfch uvnitf hradlového pole typu STTL,

Vystupni tranzistory vnitfnich hradel takového pole jsou pro zmen$eni zpoZdéni vyba-
veny desaturadnimi Schottkyho diodami. Ty vZak zvétSujl vystupni nap&ti tranzistoru v se-
pnutém stavu tak, Ze s ohledem na provedeni zemnicfho rozvodu je pfipustny nap&fovy dbytek
na signdlnich spojich omezeny, napfiklad pouze 20 mV. To vyrazné omezuje moZnou délku
signdlového spoje, cui se nepffznivé projevuje zejména u centrdlng rozvddénych diagnos-
tickych spojl, jakymi jsou adresovaci a &teci vodide u diagnostické metody RAS, nebo vodi-
te pomocnych hodinovych nebo fidicich signdlt u diagnostické metody LSSOD.

Zndmym zplisobem by bylo mo2né tento problém fesit zvétdenim Sitky téchto spojd, coZ
by viak vedla ke zhorfen{ propojitelnosti hradlového pole a ke zkomplikovdni systému auto-
matizovaného ndvrhu spojd. Jinou zndmou moZnosti je pouZiti zesilovaci kaskddy méng zati-
Zenych hradel. To by v3ak vedlo ke zv&tZent po&tu obsazenych hradel a tim ke zhorZeni vy-
uZitelnosti hradlového pole.

Uvedené nevyhody odstranuje diagnostické hradlo se sniZenym vystupnim nap&tim podle
vyndlezu, jehoZ podstata spo&ivé v tom, Ze obsahuje nejmén& jednu bunku hradlového pole
typu STTL, optimalizovanou pro realizaci standardniho hradla, kde vystupni svorkou diag-
nostického hradla je kolektor viceemitorového vstupniho tranzistoru prvni bunky, jehoZ
emitory jsou pFipojeny k zemnic{ svorce a JehoZ bdze je pFipojena k vystupu vstupniho
obvodu.

Diagnestické hradlo podle vyndlezu mtZe byt uspofddéno také tak, %e vystupem vstupniho
obvodu je kolektor vystupniho Schottky tranzistoru prvni buiky, jehoZ emitor je vstupni
svorkou diagnostického hradla.

Diagnostické hradlec miZe byt uspofddano i tak, Ze jako vstupni obvad je zapojeno
standardni hradlo ve druhé bunce, jeho? vstupy jsou vstupnimi svorkami diagnostického
hradla. ' :

Vyhoda diagnostického hradla podle vyndlezu spo€ivd v tom, e jeho vystupni napéti
ve stavu logické 0 je snfZeno proti standardnimu vnitEnfmu hradlu nejméng o 100 mV; o tu-
to hodnotu je zv&t3ena hodnota piipustného nap&tového dbytku na signdlovém spoji. Tim se
zvySuje logickd zatfZzitelnost zapojenf, cog umoZnuje snizit celkovy poZet hradel, potfebnych
pro realizaci diagnostického rozvodu typu RAS nebo LSSD.’ !

Na pfipojeném vykresu je na obr. 1 naskreslen ptiklad diagnostického hradla, zapojené-
ho z jedné bunky a na obr., 2 Je diagnostické hradlo, sloZené ze standardniho hradla a
z dalsi bunky hradlového pole.

Vstupni svorkou 011 diagnostického hradla je emitor vystupniho Schottkyho tranzistoru
2 prvni bunky, jehoZ kolektor je vystupenm 1021 vstupniho obvodu 10, ke kterému je pF¥ipoje-
na bdze viceemitorovéha vstupniho tranzistoru 1 prvn{ buﬁky, jehoZ emitory- jsou pFipojeny
k zemnici svorce 031. Kolektor viceemitorového vstupniho tranzistoru 1 prvnf bunky je vy-
stupni svorkou 021 diagnostického hradla a Je pEipojen k omezovacimu diodovému &lenu I3
a k tFetimu pomocnému odporu 5 prvni buﬁky, ke kterému je pifipojena napdjeci svorka 041
diagnostického hradla. K ni je pfes druhy pomocny odpor & prvni bunky pfipojena bdze vy~
stupniho Schottkyho tranzistoru 2 prvni bunky a pfFes prvni pomocny edpor 3 prvni bunky

Je ptipojen kolektor vystupniho Schottkyho .tranzistoru 2 prvni bunky a béze viceemitoro-
vého vstupniho tranzistoru 1 prvni bufky. ’

Na obr. 2 je diagnostické hradlo, ve kterém je jako vstupni obvod 10 zapojeno stan-
dardni hradlo ve druhé bunce. Je slofenc se zndmym zplsobem zapojeného viceemitorového
vstupniho tranzistoru 11 druhé bunky, z prvaiho pomocného odporu 13, druhého pamocného
odporu 14 a tfetfho pomocného odporu 15 druhé buﬁky a z vystupniho Schottkyho tranzistoru

&)
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12 druhé bunky. Jeho kolektor Je vystupem 1021 vstupniho obvodu 10 a je piipojen k bdzi
viceemitorového vstupniho tranzistoru } prvni bunky, zapojeného jako v pFikladd na obr. 1.

Jaka vstupni obvod 10 diagnostického hradla mtZe byt zapojen i standartni vstupni
pfevodnik hradlového pole typu STTL.

Vystupni Schottkyho tranzistor 2 prvni bunky nebo vystupni Schottkyho tranzistoru 12
druhé bunky miZe byt i dvouemitorovy. V takovém pfipadé je druhy emitor spojen s prvnim
emitorem nebo tvofIl dal3i vstupni svorku 011 diagnostického hradla.

V jiném pfikladu konkrétniho provedeni je jako vstupni obvod 10 zapojen samotny vice-
emitorovy vstupni tranzistor 1l druhe bunky.

Funkce zapojeni podle vyndlezu je nééledujici:

Zapojeni podle vyndlezu na obr. 1 realizuje funkci logické negace, pii pouZiti dvou-
emitorového tranzistoru 2 potom funkci negace logického soudipu, stejné jako je tomu
u standardniho hradla 10 na obr. 2.

Zapojeni podle vyndlezu na obr. 2 realizuje funkci logického socu&inu stejné jako je
tomu u znémého, ale nezndzorn&ného standardné zapojeného soudinového hradla.

Vystupni napéti ve stavu log. 0 na vﬁstupni svorce 021 na obr., 1 a 2 je pfi stejné
zdt8Z1 nejméné o 100 mV nifsf nez je tomu u standardniho hradls proto, Ze tranzistor 1
neni vybaven desaturatni Schottky diodou. Pi#fpustny nap&fovy ubytek na vystupnim spoji je
proto vyrazng vyS5i neZ je tomu u standardniho hradla, coZ je vyhodné.

Vlastnf zpoZdé&nl diagnostického hradla podle vyndlezu je vdak ptibliné dvakrdt vets{
neZz u standardniho hradla nebo u obvyklého sou&inového hradla AND. Diagnostické signdly
slouZzi pouze ke &teni nebo nastavovéni nezndzornénych klopnych obvodd typu RASS nebo LSSD,
unisténych uvnit¥ hradlového pole. Tyto signdly jsou vedeny napiiklad z diagnosticko-ser-
visniho modulu nebo do n&j; maji pomalej%i kmitodty ne? signdly obvyklé.

V disledku pouziti Schottky tranzistoru 2 ve vstupnim obvodu 10 na obr. 1 je dovoleng
vstupni napét{ ve stavu log. 0 snifeno také o 100 mV. Proto je vhodné propojit obé zapoje-
ni tak, aby diagnostické hradlo podle obr. 1 bylo buzeno vystupnim nap&tim z diagnostické-
ho hradla podle obr. 2.

Zapojeni podle vyndlezu je vyhodné pro pouZiti v ¢islicovych systémech na bdzi hradlo-
vych poli typu STTL s vestavénou diagnostikeou typu RAS nebo LSSD, poptipadé pro jiné po-
malejsi centrdln& rozvddéné signdly.

PREDMET VYNAKLEZU

1. Diagnostické hradlo se sniZenym vystupnim napétim, vyznacujici se tim, %e obsahuje
nejméné jednu bunku hradlového pole typu STTL, optimalizovanou pro realizaci standardni-
ho hradla, kde vystupni svorkou (021) diagnostického hradla je kolektor viceemitorového
vstupniho trapzistoru (1) prvni bunky, jeho# emitory jsou p¥ipojeny k zemnici svorce
(031) a jehoi bdze je pEkipojena k vystupu (1021) vstupniho obvodu (10).

2. Diagnostické hradlo podle bodu 1, vyznadujici se tim, Ze vystupem (1021) vstupniho ob-
vodu (10) je kolektor vystupniho Schottky tranzistoru (2) prvni bunky, jeho? emitor je
vstupni svorkou (011) diagnostického hradla.

3. Diagnostické hradlo podle bodu 1, vyznasujici se tim, Ze jako vstupni obvod (10) je
zapojeno standardni hradlo ve druhé bunce, jehoZ vstupy Jsou vstupnimi svorkami (01l1)
diagnostického hradla. i

1 vykres
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